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摘要(译)

本发明提供一种OLED显示老化侦测方法及显示设备，包括：根据原始信
号的分辨率，从显示信号的各像素点中识别出属于所述原始信号的第一
像素点，所述显示信号是根据显示设备的分辨率对所述原始信号进行图
像插值处理获得的；获取所述显示信号中各像素点的老化补偿值，其
中，侦测所述第一像素点，计算获得所述第一像素点的老化补偿值，侦
测除所述第一像素点以外的第二像素点，根据所述第一像素点的老化补
偿值，经与所述第二像素点相邻的第一像素点对应的图像插值算法，计
算获得所述第二像素点的老化补偿值。通过本发明提供的方案，能够有
效减小老化侦测所需要的时间。
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